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Introduction au sequenceur de test NI TestStand et
exemple d'utilisation chez RADIALL
pour le test de commutateurs HF spatialisés
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Exigences communes en test automatise

. Architecture de test ouverte et flexible

Ne pas redévelopper le noyau d’exécution
Reutilisation de code

Maintenance simplifiée

Reéduction des temps de développement
Systeme performant
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Composants d’un systeme de test

Opérations différentes pour Opérations répétées pour
chague unité a tester : chague unité a tester :

e Calibration

« Configuration
« Acquisition

* Mesures

* Analyse

» Stratégie de test
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NI TestStand — Gestionnaire de test

¥ TestStand - Sequence Editor [Edit]

14
E | u t I 1 4 Configure Tools  Window  Help
& | Sleps: MainSequence -1
€ Name Description Step Seltings A
2 © Setup 2]
. N N y 5 Tests ] 45§ Simulation Dislog Action, Compuler Sequence Simulation Dislog.vi
$ Pass/Fail Test 5 Tun Vacuum Table On Action. Vacuum On.vi
. l l I I V 8 Mumeric Limit Test <End Groups
3 Multiple Numeric Limit Test = Main[17]
TG StingValus Test 5 Powerup Test Pass/Fai Test, Powerup Testvi
3 Aot 23l {Powerup Test: Result PassFal
. L] 3 Flow Control B CPU Teu Call CPU Testin <Curert Filey Switeh
Sequence Cal TAOW Test Pase/Fai Test, A Tesivi
Shotemont 15 AAM Test PaserFai Test, AAM Testyi
Cael £ Video Test Mumeric Limit Test, 0< < 10, Video Testvi
" B 5 Keyboard Test Mumeric Limit Test, > 5. Keyboard Test i
essage FopLp 22 0F ThisContest SequenceFaled
Call Executable B CPU Diagnastics Call CPU Disgnostics in <Curent File Preconcition, L oad Option, Linkoad Option
Froperty Loader 4§53 ROM Diagnostics Pass/Fal Test, FOM Diagnostics.vi Precondiion, Load Option, Linload Optior
’ . . FTPFies 458 FAM Diagnastics Pass/Fal Test, R Diagnostcs.vi Precondiion, Load Option, Uirload Option
o O Synchronization 3 Video Disgnosties Mumeric Linit Test, # < 0, Videa Diagnestics.vi  Precondition, Load Option, Urload Dptian
Database
B Steps: MainSequence | Vaiiables
LabVIEW U 5% Step Settings for ROM Test -ax
Propeties [T Modue | Data Gource L &
[ROM Testvi %
4 4 . 2 |[c TestStand & DemotLabVIEW!
° Templales 2 | [|CAPiogram estStan emotLd [] Shaw I Frant Panel When Called
énération de rapports i
, - 25 Variablos ROMFail Boolean in T Locals ROMFail error out il
+ £ Sequances Resul Boolean Step.Result PassFal <MNoWi desaiiption prasent =
T M | /W | X M | t n T M | <hag Fampiate Heie> + eiror out Container Step.Result Error
% Insertion Pa. . Windows 5 Step Settings | #] Output
E E P g: P
User. administistor Modst SequentiaModel Seq |1 Step Selected [3] Hurber of Steps: 20
P iR S 2 B a8 e e
5 RaM Diagnostics PassiFail Test. RaM Diaghostics vi  Precondition, Load Option. Unload Option
ﬁ\’\den Diagnostics Nurneric: Limit Test, < 0, Video Dia...  Precondition, Load Option. Unload Option
. . [ 4 4§ Keyboard Disgrostics  Pass/Fail Test, Kepboard Disgrostic . Precondiion, Load Optian. Unload Option
. 4 End
~ Else
1 Ponenp Diagnostics Mumeic Lini: Test, No Campaiison, .. Load Option, Unload Dption
¥ End —
<End Groups
= Cleanup 1] u
Name Value Type || Call StackEntry Thread
, ’ ’ = B Locals FMairsequence - Main (Computer... || “Mansequence - Main
& single Pass - Main (Sequentialio. .
[T Resulist Ay of
i) PowerFsi False | Boclean
[ilf) CPUFai Falss ¥ Boclean
e rve r [ilF) ROMFail False ~ | Boclean
< | PR RS || >
[ Resume ] [ Teminste Execuiion
User. administrator Model SequentiaModel Seq |1 Test Selected (4] Humber of Tests: 20
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NI TestStand : Architecture

Edition Interface
Exécution opérateur

API NI TestStand




NI TestStand : Architecture

Interface
opérateur

* Plus qu'un simple

sequenceur API NI TestStand
* Un veritable environnement LS %j DB
, varianles partagees
de développement de tests
automatisés _ Rapports

Prppriétés P[opriétés P[opriétés P[opriétés P[opriétés
Etape 1 Etape2 | Etape3 | Etape4 | Etape5

Test Test Test Test Test
Module Module Module Module Module Exécution
Etape 1 } Etape 2 @ Etape 3 @ Etape 4 @ Etape 5

Modeéles de processus

Séquentiel Parallele par Lot

“NiDays 2011~ _




NI TestStand : Exemples de réalisations

Fichier Mode dégradé Maintenance Configuration Aide

* Banc de test armoire
ascenceur

Messlog:

‘ SODIMAS : Banc de test SDE

* Initialement prévu
sous LabVIEW

* Un seul StepType
générique

Reprise

Terminer Test

Quitter

* Création séquences
par un technicien

Etape In

Etape Suivante

alaga

Etape Dut

[Utiisateur; Mesulog

NATI0N,
INSTRUNp.
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| Etape | Description | Commentaire | Mode Exec. | Status
b 55 Message “Raccordement’
TestUnit #1 Test, Tensions = 24¥DC, 10WDC, 230VAC, <N... Relaiz = 00010010 01000770 01700007 00000010
Testnit #2 Test. Tensions = <NCe, 1IWDC, 230WAC, <NC... Relais = 00011010 01000107 01110001 00000010
End
X
Entrées / Sorties Digita ests
Eons : Ordre de Fabrication
[ 1234567
n Sl :
e [TTTTTT] EEat OF1 Scénatio
2| L o 940 41 12 13 14 15 46 Carts porte ot Db
— e
3 Wl 24voc I
1715 49020 2 22 23 24 - Sécurité 20:26:51 1y 3
™ Sl 230vac 12/09f04 Cyde[ 1] 3
s - Clé
-mmc 25 ¥6 27 28 2930 31 32 !
o “ i Centrale de mesure
Agilent 349708
Voee
Voyants Interface raccordement Contrile g 102 VOC
- Buzzer
codet| 1z n L
' Test en cours
w2l 0 [~ 24 / 1 3 vV
= I R——
 [Nombre détapes: 3

— Mesulog~
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NI TestStand : Exemples de réalisations

Eile Execute Debug Configure Tools Help
ATP Bench O tor Interf; el
enc perator interrace o2jos 07
]
* Banc de test produits
— Product under Test — Test Statistics — — Status — Positions Packaoing Testiat =
Class Type Eire Calibration Waiting Detected SEROP SR atus
. Jizi: "
m m n I n !_ 1B TCBBOOM ]| e ok 1) Assembly s =
Technical Reference EAM1G L Maintenance ZyPre-Funck Test Ll N
Dot . o
. y 6240A0A 3603940002881 | T 3) Funct, Test -
C L
systemes d'alarme N
W2Z01B000A | st
J L e S)Packaging Test ol
ok Order Quantity &) Scale "]
: ' | | EER___ —
* Testeur fonctionnel et - ectonsanes
— Action Waiting Detected
— Container
e Assembly -
Mb Products ] Functest | =
Step detail
pileBss ] [ LDl weight | 0,447 kg Fiabillty (S - e
L] Y 4 B
* 3 unités sous test en -
| Administrator | [EATestBench\CommontSequence\Sequencer. seq ! “b@al'e

E ==> Packaging Test
E] »» Evacuation Ramp Packaging

Call Packaging_Test in <Curent File»
Call Evacuation Ramp Packaging in <Current File>

Precondition

| | ~ | | Step Description Flow Properties - ' -
pa ra e e | [ Lockn Acquire{FileGlobals.Lock]
| E ==> Azzembly Test Call Assembly_Test in <Current File>
| E] »» Evacuation Ramp Assembly Call Evacuation Ramp Assembly in <Curent File> Precondition
r [ H Unlackd Releaze(FileGlobals.Lock0]
(] B . | [,y IF ssembly Test FAIL Goto <End Groups Precondition, Post
a S e e O n n e e S . ‘ Lockl Acquirg{FileGlobals.Lock1]
| @ Handlerl Lock Call Handler! Lock in <Current File> Post Action
' . | [ Lock2 AcauirefFileGlabals Lock2)
rod u I t CO n fI ba n C | @ Handlerl Unlock Call Handler Unlock. in <Curent File»
) . 1) | [¥Read 2D_Label Call Fead 2D_Lahel in <Cunent Files Precondition
r \ E] SafetyBox Lock Call SafetyBox Lock in <Cunent File>
| H Unlack1 Releaze(FileGlobals.Lock1]
re S u | tats | E == Functional Test Call Functional_Test in <Current File>
‘ Lock3 AcguirelFileGlobals. Lock3)
| @ SatetyBax Unlack Call SafetyBax Unlack in <Current File>
. y y . | >» Evacuation Ramp FunctTest Call Evacuation Ramp FunctTest in <Current File> Precondition
. V d | B Unlock2 Releasze[FileGlobals.Lock2]
I e O S a I e | [, If Furctional Test FAIL Goto Unlock3 Precondition, Post
| EHande2 Lock Call HandlerZ Lock. in <Current File>
| @ Handler2 Unlock Call Handler2 Unlock. in <Current File» |
|
\
|

NIDays 2011~ _

@ Scale Increment
R Soale Piirt Lot L abel
Sequence Descripio
Generic é‘equence‘r-\w‘z 0.70131

User: administrator

Model: ParalleModel seq

Call Scale Increment in <Current File»

_Call Seale Print Lot Labelin <Cumert File>

Mo Tests Selected

Past Expression
Precondiion

Nurmber of Tests: 25




NI TestStand : Exemples de réalisations

Ele Miew Execute Debug Configure Help

« Banc de test
commutateurs RF

« 32 unités sous test en
parallele

e |Instrumentation
modulaire PXI

NIDays 2011~ _

Mesvlog~

RAMSES TestBench

RADIALL¢®

Execution Power Supply Timing Current Cycle Statistics
o400 [0358 [ 571 [ ooo: [ 2500,[ %00
. «[10/11/2008 0000 [ 95
[13/11/2008 03:39 oot | M| reEwn @
Interface 1 Interface 2 HF Resist | R-HF Resist | TLMResist | JTLMResist | IPU Yoltage ' DO voltage | Act. Current Switching time:
| SPDT SPDT SMA 3GHz Failsafe 12V TTL
swom cnc[
F 28.0m - cano[r
1 pef: RS70423030 Inf Mahl 860 HaM  Mah 26.0m -
Batch : 0810797136 I 1690 Nl Nah _ Na
2 Ref: RS70423030 Inf NaW 1000 MaM  Man A Hmy
Batch : 0610797136 Inf 1670 MaN  HaM  Mah 22.0m-
3 Ref ; RS70423030 &.7m Inf  e0.im Inf [an 9,50 Hak Mal 20.0m -
Batch : 0810797136 i 97m  Inf S7Sm  InF 1490 MNall  Msb  MaN
4 pef: peTIHEA0G0 I B8m I 606m I NaW 760 MaM  Man il
Batch : 0810797136 7.3m Inf 57.9m  Inf 1860 NaN  HaM  Mah 16.0m -
5 Ref:RS7I423030 §.4m Inf 530m  Inf  MaW 800  HsW  Nan it
Batch : 0810797136 I 67m I S5m  Inf 1590 Mall  Mal  MaM
6 5 Wi MaM Mal  Mab Mal  MaM HaM MNah ki
. Mah Mak Mah Mak Mah Mah Mah Mah 10.0m -
T Ref: RS7423030 .8m Inf 57.9m  Inf  MaW 850  HsH  Man a.nm—-WMH'L_|“"”"-N i Lo el
Batch : 0810797136 . o0m Inf 58.2m  Inf 16,50  MaN  HaM  Mah L m‘"“'ﬂ‘“”““"f""*“’"r"F‘lﬁImff-."l"‘-”
Ll Ref ; RS70423030 @ 5.6m Inf Inf Inf [EW] 760 Mak Mal £.0m -
Batch | 0810797136 80m  Inf 55.8m  Inf 1770 Ml MaM  MaM 4.0m-
9 Ref : RS70312100 9.2m Inf Tah Mak Niah 4.00 L) Mah
Babchi L (310707134 I gaEm Inf Mal  MaM 780 MNaN  Hall Man ] & 0|
10 pef . pE70312100 &.3m Inf  MaM  MaW  MNaN 340  Hab  Mah 00— i | i i i i i i i i i i -
Batch : DE1077134 T aim R oS e 00:00 00:20 0040 01:00 0L:20 0140 0200 0220 0240 0300 0320 0340 04:00
11 pef: RE70512100 8.7m Inf MaM  MaM  MaN 3,30  HaM  Mah
Batch : 0810797134 I B9m  Inf MaN  MaN 790 MNall  Mab  MaN
12 pef: ps7OS12100 . 7SEm Inf MaN  MaW  MaN 380  HaM  Mai
Batch : 0810797134 87m  Inf  NaN  MaN  7.90  Mal  Mal  MaN
13 pef: RE7O312100 o.6m Inf MaM  Mal MaM  3.70 Mak Man
Batch : 0810797134 I 9dm  Inf Mal  MaM  &00  Mall  Mal  MaM Temp1
114 p Pl 0.00 -
i Mahl | | i Temp2
15 pef: rs7OS12100 8.1m Inf MaN  MaW  MaN 390  HaM  Mai 0,00 °C
Batch ; 0810797134 I B4m Inf Mal  MaW  &10  Mall Ml MaM
16 Ref: RE70312100 L adm Inf  Mal  MaM  MNaN 330  MaM  MNan Lol R
R R sS) 8.7m Inf Mahl  Mab  7.60  MaM  Mab  Mah 0000 0020 0040 0000 D120 0140 0200 0220 02040 0200 0320 0340 04:00
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NI TestStand : Exemples de réalisations

Banc validation et
caractérisation de
composants RF

Environnement :
laboratoire

Instrumentation

traditionnelle, besoin

d’interchangeabilité

Database résultats
MySQL

INST

RUMg, -

r_’."ﬂ TestStand Operator Interface

File Execute Debug Configure Tools Help

'S7%

Sequence File |

Project:

Setup:

Synthe

RFTS TestStand Operator Interface

b Test Class: 60_Synthesizer

Synthe_60_Main.seq

Sequence: Synthe BO0_kain_Characterization

Step
[ Loop Temp
Set Temp
[ LoopStr PS
@ Data PowerSupply
@ Browszelata
SetWoltage
F&) Set EnvReportT ext
[ LoopStr Mode
@ Data Mode
Irit DUT
[ kv
@ Spurious
1t, LoopMext
1&, LoopNext
1&, LoopNext
<End Group:

Sequence Description:

Description
Jze default value ; Temp=25.000"C
RFTS_PROJCom_T"_Setting.vi
Loop on "PowerSupply'' from list of 3 strings
Play data from 20 table, 11 channels, gave
Browse data from 'D ata PowerSupply'
RFTS_SYMTHE_Power_supplies_modification. i

Locals.EnvReportText = [Locals. EnvR epaortT emperature == "'

Loop on "Mode' from list of 2 stings

Play data from 20 table, 4 channels, slave
RFTS_SYMTHE_EO_07_|nit.vi

Call KWCO in < Cument Filex

Call Spurious in <Curent Filex

Goto ‘LoopStr Mode'. next Index

Goto 'LoopStr PS', next Index

Gaoto 'Loop Temp', nest ndes

071105 | 5. Bertrand ; Creation version &

|J=er: adminiztrator

todel: Sequentialtodel Seg

Mo Tests Selected

MESULCG 2005

[ TestUUTs

Cratabase Logging

[ Single Pass

disabled

Flow Properties Comment
[T5+]
Skip, Pre Expresszi...
[TS+]
[TS+]
[T5+]
Fre Expression, P...
[T5+]
[T5+]
Pre Expreszion
Frecaondition
Post Action [T5+]
Post Action [TS+]
Post Action [T5+]

Mumber of Tests: 15

S~
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Editeur de séquences

* Création

Edition

* (Gestion

* Exeécution

* Mise au point
Déploiement
Personnalisation

NIDays 2011~ _

= INST

Fd TestStand - Sequence Editor [ Edit]

M=

-2 Flow Control

+-4 Cunchronization |
.‘ i L } -

Templates

+ 3 Steps

+ O3 Variables

+ 3 Sequences
<frag Tempiafe Herar

| Insertion _.. | Ty Windows

Uzer: administrator

hd

Model: Sequentialtdodel Seq

Froperties ﬁ Module | Data Source

Powerup Testwi

C:\Pragram Files\N ational InstrurmentshT estStand 4. 05ExampleshDematLabyl B Compu

Parameter Mame Type InfOut | Default
PoweFai Boolean in O
Result Boolean ot

+ emor out Container out

&% Step Settings | #F] Output

1 Step Selected [0] Murnber of Steps: 21

File Edit Wiew Execute Debug Configure Source Control Tools  Window  Help
RaHBxODool» umicce s un 8 ee reialdnphasbessnill
™8| Insertion Palstte X @ Computer Motherboard Test Sequence.... ¥ X
Step Types A Sequences » 1 [ Steps MainSequence - I
29 Sequence g Step Description Settings ~|
Gy B E w~ [ - i
i @ ud m . s £ iMainSequence 5 = Setup [2)
=7 Tests il SequenceFileLoad 53 Simulation Dislog Action, Computer Sequence Simul...
T8 Prase/Fail Test CPU Teat 8 Turn acuum Table On Action, Wacuun On v
9 Mumeric Limit Test CPU Diagrastics: <Erd Group:
= Main [18
483 Multiple Numeric Limit ain [18) = :
) o ﬁ Powerup Test Pass/Fail Test, Powerup Testwi
il Sting Value Test 99 Ao Test Mumeric Lim# Test, 0<=n¢=11.7...
£ Action >3 1f {Powerup Test} Result. PassF al
@] Sequence Cal ?U CPU Test Call CPU Test in <Current File>
FEN Statement 8 ROM Test PassAFail Test, ROM Testvi
& Label ﬁ R Test Pazs/Fail Test, Réak Testw
I;—%I M F I8 viden Test Mumeric Limit Test, 0<%« 10,%id...
£ssage Fopup ﬁ Keypboard Test Mumeric Limit Test, « > 5, Keyboar.. wl
2| Call Executable na e . ¥
Propety Loadsr k3 ) Steps: MainSequence | “anables
a. i -
Fre FTP Files & Step Settings for Powerup Test w o X

SIS
[ Show ¥ Front Panel 'when Called

Walue PawerFail -

Locals. PowerF ail
Step.Result. PazsFai
Step. Result Emor

<M o'l description present:

NATI10)

Al

RUAg, -

csvlog~
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Modeles de processus

Séquentiel par Lot Parallele

NATION
INSTRUME.




Mise au point de sequences

Outils de déverminage :

» Trace d'exécution

Point d'arrét

Sonde sur variable

Messages d’exécution (output window)

Mode pas a pas i ) 1 m(G=(=C=| ) 11 m

S~
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En standard dans NI TestStand

* (Gestion des utilisateurs (avec profils)

* |dentification de I'Objet Sous Test (en anglais : UUT )

» (Génération automatique d'un rapport (trace d’exécution)
 Sauvegarde des résultats en base de données

* Qutils de branchement et de synchronisation

* Qutils de chargement de conditions de tests

* Pilotage d'instruments VI

* Traitement des erreurs

« Exemples d'interface opérateur (avec code source)

S~
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NI TestStand : produits partenaires

 Test Program Set Wizard COm oI A JTAG
+ Distributed Data Manageme n _
TE) kocan

 Display & Video Test

+ Boundary Scan e CACT SJFTWARE
« Switch Management I’EEldy EVER VIGILANT [/ sevweictonm

+ Configuration Management  [Mlesvleg
+ Requirements Management [T,/ FTA _

 Functional Test Systems '
+ Statistical Analysis %'ﬂa e v

+  Semiconductor umug\/L \//
Innovative Techiologies  TECHNOLOGY

VI ENGINEER

VALUE I NTES

Characterization AnaIyS|s

: zrie 4P microLEX”
Et plus. .. Systems A/S

Tha Test Selution People

r
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Exemple : Banc RADIALL « spatial »

Objectif :

 Tester des commutateurs RF spatialisés selon un plan de
test precis comprenant des opérations manuelles, semi-
automatiques et automatiques

* Avoir une tragabilité sur toutes les actions effectuées sur le
produit

* Préparer la séquence de test et le rapport de test « offline »

S~
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Banc RADIALL « spatial » : produits a tester

Commutateurs RF spatialisés (exemples) :

DPDT SMA T-Switch SMA T-Switch SMA
Lay Down Stand Up

S~
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Banc test « spatial » : architecture

/ \
Station Station
test semi-auto test manuel

Banc Banc

test auto test auto
1 2
Ethernet

Serveur
fichiers

- Classeurs
UUT XXX Test

“NiDays 2011 _



Banc test auto : matériel

Baie 19"
PC industriel avec pont MXI-4
Chassis PXI 14 slots

= 2 multimetres 7.5 digits FlexDMM

= 4 multiplexeurs FET 2x2x32

= 2 matrices FET 4x64 (3A par ligne)
= 1 matrice FET 4x6

Connectique modulaire VPC
Etuve programmable

NI PX1-1045

E..K.X..“...L“..

z\lnu

a --—-
PRI A @ @ @|6 6 @ @ 4

[ J
o-p

il
apad;

R
Le service a votre mesure
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Banc test auto : logiciel

« N| TestStand 3.5

+ LabVIEW 8.2.1 % TestStand
LV Report Gen. Toolkit 1.1.2
+ MS Excel 2003 (2007) 9 LabVIEW

IVl (Switch, DMM, PowerSupply)

MS Excel

NIDays 2011~ _




Banc auto « spatial » : interface opérateur

Eile Wew Execute Debug Configure Help

Mes Ll Space Products Test Bench

Execution Power Supply Climatic chamber | Timing Current Test

8 0.:0[ I

. RADIALL¢R

Yalkage ’7

et [ 7100 Tvee[ AUt Cycle |

37.7: | 7806

Waiting for T9... i |
| 0.10] 200 [26/01/2011 16:13 it | @ +80°C
Interf. 1 Interf.2 | Overview HER. R-HER. | TWMR. | MR | Puw. | HPE | TME | ot L | celR.
- RE56445696
’7 HF Resistance
DPDT oPOT i
120.0m -
325 e [ 0723 11
1 110.0m - 13-4 N
Roo6443690 i I3[ Test | Test Name | Result |
07-23-6 100.0m [ [
J2-33) " 1.1 | %ISUAL INSPECTION TEST =
7 50.0m 1.2 | MECHAMICAL INSPECTION TEST
2.1 | RF AMBIENT PERFORMAMNCE
R:gsfgfeﬂge £0.0m - 2.0 | OPERATING CYCLE TEST
miei | 3.2 | ELECTRICAL AMBLIANT PERFORMANCE
3 -
60.0m ~ = 7
REEE445696 — —=3E
0723-11 e = =
= 7
4 40.0m— = =
? 30.0m = ?
— ?
20.0m = 7
5 ?
2 P e i
R 10.0m o = ——E
AW = -
0.0 ) I 1 1 I I 1 1 I 1 1 1 I s G =
00:00 02:30 05:00 0730 10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30 2500 2730 30:00 = 7
3
7
135.0- — :
I 120.0 Set point |
100.0-] SEnsors [
7 80.0- Temperature
60.0-
g 40,0~ Sensor 1
20,0~ Ma
8 0.0-] Sensar 2
5 0.0+ 005«
40,0+
Ly
-60,0- WA

' i ' ' i i ' ' i ' ' ' i
00:00 02:30 05:00 0730 10:00 12:30 1500 17:30 20:00 22:30 25:00 27:30 30000

NIDays 2011 _




Banc auto « spatial » : principe

fle View Execute Debug Configwrs Help

e
Mesvleog~ Space Products Test Bench . RADI ALL{@
R S 2 3 2 Execution Power Supply Climatic chamber Timing Current Test
377 [ 76:06 verkeheet (73020 Tvee [ AU cyele
8 0.10[ 1 [ot [26/01/2011 16:13 Commit] @ 1800
Interf. 1 Interf. 2 Overview HFR. R-HFR. | TLMR. MMM R, Puv, | HFL | Mt | Akl | CalR
A Ry e RE66445696
HF Resistance |
DPDT s . [ oroT T
e
. -2 Date cade [ 07-23 st | 11
'Y / \Ctlvex 1 110.0m-| EE e
= s A Test [Testhame
m 07-23-6 100.0m -
. 2.3l T YISUAL INSPECTION TEST
.y - z 0.0~ 12 |MECHANICAL INSPECTION TEST
¥ 3.1 | RF AMBIENT PERFORMANCE
t W Reseddsa’s g 2.0 | OPERATING CYCLE TEST
m s 3.2 |ELECTRICAL AMBLANT PERFORMANCE
— L™ =
£ £0,0m - ?
RS66445695 7
t -< 07-23- 11 Sl z
= = | 7
L ] 4 40.0m-| =
? 30.0m - 7
B
20.0m- 7
= fiche d 2 7
UUT = fiche de . i e ;
i & [ 7
3 . 0.0~ 1 I 1 T 1 I 3 T 1 I i T o
Su IVI Excel = 00:00 02030 05:00 0730 10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30 25:00 27:30 30:00 7
135,0- &
Z 1200~ et point |
100,0- Sensors [
El 80.0-| o
60.0-
4 40.0- Sensor L
i han
] 0.0- Sensor 2
o 20.0- 0.05 =
40.0- -
200+ & %]
50.0-, 1 I {5 5 1 I I 5 1 I I s
0000 0230 05:00 07:30 10:00 12:30 1500 1730 20:00 2230 25:00 27:30 30:00

NiDays 2011~ _ (-
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Banc auto « spatial » : quelques détails

 Sequences NI TestStand
= Séquence principale (process model Sequential)
Lecture et ecriture fiche de suivi

Séquences tests génériques
» Testauto
 Test semi-auto
« Test manuel

Sous-séquences spécifiques par type de mesure
Sous-séquences acces au hardware

S~
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Banc auto « spatial » : quelques détails

 Convivialité
= Saisie douchette code-barres
= Minimum d’interactions opérateur {%
= Visualisation mesures en cours de test
= Prise en compte molette souris et fleches clavier

* Modularité
= Sous-panels LabVIEW

= |ndicateurs connectes
sur des « Variables partagées »

S~
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Banc auto « spatial » : quelques détails

* Tracabilité

= Procédure vérification de la chaine de mesure / ~
avec dispositif calibré %

= Fiche de suivi complete contenant :
* |dentification UUT
« Parametres de tests
 Plan de test
« Mesures effectuées
 Rapport de test

* Fiabilité
= Aide diagnostic defaut banc (autotest)
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Banc auto « spatial » : fiche de suivi

E3 Microsoft Excel - R566445696_07-23_006

E_] Fichier  Edition  Affichage  Insertion Format ©ubls  Données  Fenftre 7 Tapez une question -
NEHRISRIZE R Fo-o- B8 = -5 3 0p w0 -ef
B2 o A Auto
A | B | C | D [ E [ F | G | H | [ J | K | E | Mo =
| 1 |Test Number Type Test MName Comment
2 32 | Auto__| EAPO  ELECTRICAL AMBIANT PERFORMAI @ +22°C
|3 |Start DateTime Stab Tirne  End Time  ErwDur. Test Dur.  Operator  Bench Actuations
4 260141 12:51:.00 14:26 14:38 B5:45 11:48 administrato IDASPAZE 162
5 |Status ASS
| 6 |Environnement Value Unit
7 | Stabilization Time B0 min
ETemperature AMBIENT22 Test Plan Reset results
9 |Wacuum MO
| 10 Measurements NbhCycles Unit LowLimit HighLimit Voltage Pulse dur. According to
11 Actuation Voltage 3 W Max, Min 50 025005 S
12 | Switching time HF 3 ms Ma, Min a0 025005 5
| 13 | Actuation Current 2| ma Mas, Min a0 025005 S
14 |Coil Resistance 3 Ohm Max, Min 50 025005 =
15 | Switching time TLM 3 ms Max, Min a0 025005 5
16 | Pick Up voltage 3 N Ramp 50 025005 5
| 17 |Resistance HF 30 mOhm 26.0 a0 025005 5 '
| 18 | Resistance /HF a0 mOhm 260 a0 025005 S %
| 19 |Resistance TLM 30 Ohrm 26.0 al 026005 = %
20 |Resistance /TLM 30 Ohm 26.0 50 025005 S5 &
21
EResults Actuation Voltage
ﬁ ChD1 CMD2 [R5 [fR RIS TR [R5y TR CMD1 CMD2
| 102 | Min 477
103 | [LERS 6.46
104 [GEEN 5.61
E | Fass PASS Status PASS
106
@ 26/01/2011 14:26 PAZS PASE 4606 47N
1001 26/01/2011 14:27 PASS PASS 4223 4779
W4 r {304 {305 /306 {3140 40 1 /40 245060 /60 1 60 2 {60 3 /604605 /606 607 606600 /60 10 {6C|< ¥ |
Prét UM
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Banc auto « spatial » : rapport de test

Fiche de suivi MS EXCEL

=1 R5BB433681_03-01_464.xls
= D G
1 Product : T-SWITCH Specification :
L RADIALL Ref: R88433681 R e
| 3 |Customer 3¢ Serial Number ; 464 = -
4 |Project STD REPEATER Date tode 03-01 Page Im pression PDF
|5 | According Limits Results
= TEST RESULTS - Cantact—ee Vi | StEs T Min Wi Tean| Ut
LVISUAL INSPECTION Product : T-SWITCH Specification :
8 | RADIALL Ref: R5834 33681 BRI =
9 |Date : 00/01/1300 Operatar 2 Custarmer : #xx Serial Mumber : 464 -
10 [DIMENSION AND MASS Project - 5T REPEATER Date code - 03-01 Page: 2f9
| 1] According Lirrits Results F
12 |Date : 00/01/1900 Operatar : administratdg ? TEST RESULTS 0 Contact tin Max | Status Mt ity [IEQ hiean Uni
13 DIVENSION AND MASS
| 14 |Mass - 150 50.00 q
15| Date : 00/01/1900 O perator : administratar ?
1_8Phy5\cal dimensions A 0.00 rnrm
17 B 0.00 mm i ass - 180 50.00 v
| 18 | C 0.00 mm
18 E 0.00 mm Physical dirmensions A = L 0.00 il
| 20 | M 0.00 mm B _: = 0.00 mm
| 21 | N 0.00 mm [o] = 0.00 mm
| 22 | =} 0.00 i E 0.00 mm
| 23| P 0.00 ulu] [ = = 0.00 el
| 24 | Q 0.00 mm ] S Sk 0.00 rmm
25 | g o — 0.00 mm o] 5 = 0.00 mm
| 26 | ® E | TR 0.00 mm P = 0.00 rmm
| 27 | = & 0.00 o Q = i 0.00 mm
28 g T — 0.00 1
| 29 [RUN-IN TEST w — 0.00 mm
30 [cyele 1 -30°C _ . 0,00
31 |Date : 00014900 Operator ? 000 0
32
| 33 |Actuation voltage 025005 5 | CMD1 3 z 7 N4
| 34 | Na |- - v
| 35 | NiA P . v .
W 4 » w Product { Interface { Qualty { Parameters % Report { Old_Report { Short Report £ Test Plan £ Te [< | ¥
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Conclusion

NI TestStand est un outil puissant que I'on peut
adapter a chaque besoin en test automatisé

» N'hésitez pas a faire appel aux partenaires de

National Instruments
NATIONAL

’ INSTRUMENTS

B CERTIFIED NI TestStand™ ARCHITECT

NATIONAL
, INSTRUMENTS

B CERTIFIED NI TestStand” DEVELOPER
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Ressources

* Sur ni.com:
» Présentation TestStand : www.ni.com/teststand

» Produits partenaires : www.ni.com/teststand/partner.htm
> “NI TestStand Advanced Architecture Series”

 Sur mesulog.fr:

» NIDays 2006 : TestStand et LabVIEW, une association idéale pour l'automatisation de vos tests
» NIDays 2008 : Batir un projet sous TestStand : Architectures et méthodologies

> NIDays 2009 : NI TestStand et LabVIEW valident les commutateurs RF chez Radiall

» NIDays 2009 : Guide de programmation avancee NI TestStand - conseils et recommandations
> NIDays 2010 : Présentation NI TestStand
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QUESTIONS ?

NIDays 2011~ _




